Industrial Automation Sonderautomatisierung

Standard Testhandlingprodukte Projektbeispiele
KT2000 / KT500 / KT1000

Dynamic Test & Burn-In Test
(temperiertes Testen v. Power Semiconductors)

s -
KT2000 auch erhdltlich als: KT500 auch erhdltlich als:
KT2000i (Ingun)* KT500i (Ingun)*
KT2000di KT500a (ATX)*
(Ingun & Digitaltest) \_ w
KT2000a (ATX)* . .
oA Inline Zelle Robotik Zelle
KTZUDUd.CI. KT1000 auch erhdltlich als: Vorheizen & aktives Abkuihlen « Vorheiz-, Burn-In- & Kiihl-
(ATX & Digitaltest) : zur Reduzierung der Zykluszeit boxen werden vom Roboter
KT1000i (Ingun)* be- & entladen

-

End-of-Line Test & ICT-Flash Portalanlage

*Wechselsatz

' Endpriifung und/oder + Portalsystem zur Beladung
Kalibrierung von flinf KT500a
Be- & Entladen manuell oder + Hochprazises, optisches
mit Roboter System fiir Portalsystem-

positionierung





